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Diseino de un generador de senales en cuadratura sin resistencias
para un desfasador compacto
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Desfasadores de tipo suma vectorial:
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Control de la fase de cada elemento
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Disenar un generador de senal en cuadratura (QSG) que permita simplificar el diseno del desfasador, reduciendo el
numero de bloques implicados. Para ello, se plantea una estrategia unificada de diseno de ambos bloques
aprovechando la impedancia resistiva de entrada del sumador vectorial (VGA).

Topologia Resultados del QSG
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VGA: Basado en etapas CG
(Zin principalmente resistiva)
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QSG: Basado en topologias recuencia (GHz)
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Ventajas: v Podemos prescindir de las resistencias de las topologias RLC
v" Las sefiales I/Q no se ven distorsionadas por la carga de etapas
posteriores.
v" No hacen falta etapas intermedias que aislen o adapten | 1'9 2'0 2'1

impedancias Frecuencia (GHz)

Conclusiones

1 Estructura simplificada del desfasador - prescinde de etapas intermedias entre QSG y VGAs

Resistencia de entrada ({2)
Reactancia de entrada ({2)
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1 Errores en fase y magnitud minimizados en las sefales I/Q por debajo de 1,1°y 1,5 dB respectivamente

1 QSG prescinde de resistencias - disminucién del ruido térmico
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